entidad mexicana de acreditacién a.c.

ACREDITA
A

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.

LomA DEL BosQuE No. 115, CoL. LoMAS DEL CAMPESTRE,
C.P. 37150, LEON, GUANAJUATO.

Como Laboratorio de Calibracion

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2018 ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluacion de la
conformidad en:

Dimensional*

Acreditacion No: D-85
Vigente a partir del: 2009/10/21

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC
17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los
requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestion necesarios
para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente vdlidos. Los
requisitos del sistema de gestién de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC
17025:2017 estdén escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un
faboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestion de
la Calidad- Requisitos” y ademds son afines a sus requisitos pertinentes.”

Por la entidad mexicana de acreditacidn, a.c.

Iy
AN
Socms CINCI
NN
» 3
e NN entidad mexi

y 4;,;”,'/;:\”\\:‘ de u('redi!acic;‘.:uung
lari rtinez
irectoralEj a

*18LC 1282 actualizacién dd la norma de acreditacién vigente a partir 2018-11-21

Siempre que se presente gste documento como evidencia de acreditacién, deberd estar acompanado del
anexo técnico.
Para verificar el estatus dé la vigencia de este certificado, consultar la pagina electrénica de la ema

FOR-LAB-011-01




: - ) N Cumpliendo la misidn de servir 2 México
ema entidad mexicana y & nuesiros clientes
; de acreditacion, a.c.

mariamne ascobedo n” 564

col anzures

11508 meéxico, d.f.

tel {(B5) 2148-4300

wwwemaorgmyx L3C 01 80002229 78

Ciudad de México a 21 de noviembre de 2018
Nidmero de Referencia; 18LC1243
Asunto: Notificacion de dictamen

Ing. Ana Isabel Vega Ramirez.
Representante Autorizado.

Centro de Investigaciones en Optica, A.C.
Presente.

Me refiero a su proceso de Evaluacién de vigilancia de la acreditacion D-85 y con fundamento en el
informe de evaluacién de fecha 26 de octubre de 2018 me permito notificarle que el Comité de
Evaluacion de Laboratorios de Calibracion durante la reunion de fecha 21 de noviembre de 2018
emitid el siguiente dictamen:

Confirma que !a acreditacidén D-85 continuara vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atencién que se sirva dedicarle a la
presente notificacion, quedo a sus érdenes.

erente de Laboratorios

C.c.p: Expediente.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.

LOMA DEL BOSQUE NO. 115, COL. LOMAS DEL CAMPESTRE,
C.P. 37150, LEON, GUANAJUATO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibracién bajo la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibracién, para el drea de
Dimensional

Acreditacion Numero: D-85
Fecha de acreditacion: 2009/10/21
Fecha de actualizacion: 2018/11/21

fFecha de emision: 2018/11/21

Numero de referencia: 18L.C1282
Tramite: Actualizacién de la norma de acreditacion

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Calibradores.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Micrémetro de exteriores.

Signatarios autorizados
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Numeros de referencia

:18LC1282

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Bloques Patrén Cortos.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Indicadores de caratula (vastago recto).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medidores de altura.
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Nameros de referencia: 18L.C1282

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana lsabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medidores de espesor con indicador.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernéndez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Micrometros para medicion de profundidad.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Método o procedimiento: Medicion con Maquina de medicién por Coorddenadas.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Plano dptico y Paralelas épticas.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Comparadores dpticos {(desplazamiento de la platina).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Comparador dptico (amplificacion).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marguez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Comparador éptico (Angulc).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Indicadores de carétula (vastago recto).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Escalas Patrén (vidrio).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Tamiz (cribas).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Patrén de Radios.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medicion de Longitudes con sistema de visién (acero, cerdmica, plastico, hierro fundido).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Anillos patron lisos.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Pernos patrén. Diametro, redondez.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez
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Numeros de referencia;: 18L.C1282

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Discos y Tampones (diametro y Redondez).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Diametro de esfera patrén.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis lgnacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Redondez de esfera patrén.

Signatarios autorizados

Nombre
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Diametro de paso de roscas externas rectas.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Didmetro de paso de roscas internas rectas.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis lgnacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medicién de longitudes con maquina unidimensional.

Signatarios autorizados
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Numeros de referencia: 18L.C1282

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medicion de rugosidad

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medicién de acabado superficial (RSM).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Medicion de perfil.
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Numeros de referencia: 18LC1282

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Micrémetro de Interiores con dos superficies de contacto.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Patrén de espesor.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez
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Numeros de referencia; 18LC1282

Método o procedimiento: Barra Patrén (para ajuste cero).

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Método o procedimiento: Bloques Patron Largos.

Signatarios autorizados

Nombre

Luis Ignacio Garcia Marquez

Carlos Perez Santos

Oscar José Gutierrez Trujillo

Azucena Hernandez Sanchez

Ana Isabel Vega Ramirez

Ver Anexo A (Tabla CMC D-85)

Notas para la interpretacion de la Tabla CMC:

I. Magnitud: Es la magnitud en la que sera calibrado el Instrumento Bajo Calibracion (IBC).

Il. Instrumento de medida: Es el Patron o Instrumento Bajo Calibracion (IBC)

lll. Método de medida: Se indica el método de calibracion o medicién gue el laboratorio utiliza para
prestar el servicio de calibracion

IV. Intervalo o punto de medida: Se indican el punto y/o los valores minimo y maximo del intervalo
acreditado del servicio de calibracién o medicion.

V. Condiciones de funcionamiento de referencia
» Parametro: Es la condicion de medicidn bajo la cual se realiza la calibracion del IBC.El valor de

parametro puede ser utilizado por el usuario del IBC para operarlo bajo las mismas condiciones que
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Numeros de referencia: 18L.C1282

se observaron durante su calibracion, o en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las
correcciones correspondientes.

* Especificaciones: Es el valor del parametro (condiciones de medida), que se observa durante la
calibracion del IBC.

VI. Incertidumbre expandida de medida: Se declara el valor de incertidumbre expandida que el
laboratorio puede alcanzar durante la prestacion del servicio de calibracién o medicion.

* Valor numérico de la unidad: Se refiere al valor de la incertidumbre de calibracion del intervalo o
punto de medicion.

* Unidad de medida: Se declara la unidad en que se expresa el valor de la incertidumbre expandida.

e Contribucién del laboratorio: Es la incertidumbre asociada a las capacidades técnicas de
calibracion del laboratorio acreditado, expresada como una incertidumbre estandar multiplicada por el
factor de cobertura. Este valor considera al menos, las siguientes componentes de incertidumbre:

1. Laincertidumbre de la calibracion de los patrones que el laboratorio utiliza:

2. Laincertidumbre del método de calibracion:

3. La incertidumbre asociada con las condiciones de medicién en que se realiza el servicio de
calibracion o medicion;

4. Laincertidumbre que resulta por cambio de condiciones de medida si el servicio de calibracion
se realiza en sitio o en campo;

5. La incertidumbre por reproducibilidad del método de calibracion utilizado para realizar el
servicio de calibracion o medicion.

* Contribuciéon del IBC: Es la incertidumbre asociada con el desempefio del instrumento bajo
calibracién, expresada como la incertidumbre estandar multiplicada por el factor de cobertura,

* Factor de cobertura: Es el nimero por el que se requiere multiplicar la incertidumbre estandar total
para obtener la mitad de un intervalo simétrico, centrado en la mejor estimacién del mensurando, en
el cual se puede encontrar su valor verdadero, con un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

* ¢Incertidumbre relativa o absoluta?: Se declara si el valor de la incertidumbre expandida es un
valor absoluto o relativo. En el caso de que la incertidumbre expandida sea relativa, también se
declara si es respecto del valor nominal del servicio de calibracion o de algun valor a plena o media
escala.

VII. Patrén de referencia usado en la calibracién: Se informa el patron o patrones de referencia que el
laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibracién o medicion.

* Fuente de trazabilidad metroldgica: Es el origen inmediato de la trazabilidad del patron de
referencia usado en la calibracion, el cual estd asociado con el servicio de medicién o calibracion
bajo el alcance de la CMC.

VIIl. Ensayos de aptitud que soportan la CMC: Se reportan aquellos Ensayos de Aptitud en que el
laboratorio ha participado y que soportan especificamente el servicio de calibracion 0 medicion.

Por la entidad mexicana de acreditacién, a.c.

Mariallsabel Lape Z
irectora Ejecutiy,
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revision: 09
| [ I [ n v v VI Vil Vil IX
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participaci6 E d
Eepalopuntolle ar! en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bzzl;e: ;;atn;r;:eﬂl:f:zi:: Trazable al Patrén Nacional de
) ' o 0mma 1016 mm, X (14+0.01L) L en (0.046+ 0.01L) L | (14+0.001L) L en graco®, Oy 1 5¢g Longitud de México CENAM y Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Calibradores Comparacién directa » Temperatura (20 1)°C Hm 2 absoluta NMX-CH-3650-2004 y grado 1 . ) . .
resolucién 0.01 mm mm enmm mm . Laboratorio acreditado CIE D- Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
segln la norma ASME B89.1.9- 63
2002
Bloques patrdn de longitud de
) o . - 04a 508 mm, resolucién (0.7 +0.02L) Len (0.004+ 0.02L) L | (0.69+ 0.000 12L) grado K Segun la norma NMX-CH-{ Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Mi tro de ext: C direct: Te t 20+ 1)°C 2 bsolut:
ongitu \crometro de exteriores omparacion directa 0.001 mm emperatura ( ) mm Hm enmm Lenmm absoluta 3650-2004 y grado k segun la Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
norma ASME B89.1.9-2002
Bl 6n longitudinal
CJIESELTD ongltudlr\.a s Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud g B
" " | grado "K" Segln la norma NMX-
0,1, 27 segtin NMX'CH-3650 CH-3650-2004 y grado 1 segUn la [ Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y grados "0, AS-1, AS-2" seglin Comparacién directa 0.508 mm a 10.16 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.027 Hm 0.027 0.001 2 absoluta Ve 8 ) L B N
norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 .
o X Electromecénico TESA,
Desviacion de longitud i6
resolucién 0.02 pm
central.
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud grado "K" Segun la norma NMX-
"0,1,2" (in NMX-CH-3650 AN CH-3650-2004 do 1 anla| T ble al Patrén Nacional d Calibraci6 Laboratorio CIO
Longitud ﬁegun " A Comparacién directa 0.508 mm a 10.16 mm Temperatura (20 0.5)°C 0.024 Hm 0.024 0.001 2 absoluta v graco 1 segun a| fraza 'e aiva ro'n‘ acional de al raclgn en a, oratorio
y grados "0, AS-1, AS-2" seglin norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bl 6n longitudinal
oques patron ong|tud|r\.a s Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud e .
" " ) grado "K" Segln la norma NMX-
0,1, 2% segtin NMX-CH-3650 CH-3650-2004 y grado 1 segUn la [ Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y grados "0, AS-1, AS-2" seglin Comparacién directa 10.16 mm a 25.4 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.033 Hm 0.033 0.002 2 absoluta V8 8 ) o N N
ASME-B 89.1.9 2002 norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
B Electromecanico TESA,
Desviacién de longitud "
resolucién 0.02 pm
central.
Bloques patrén longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud grado "K" Segun la norma NMX-
N "0, 1, 2" seglin NMX-CH-3650 A CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 10.16 25.4 Te t 20+0.5)°C 0.024 0.024 0.001 2 bsolut:
Ongitu y grados "0, AS-1, AS-2" segtin omparacion directa mma mm emperatura ( ) HM apsoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
B trén longitudinal
BEIED R I |n.a s Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud e .
" " | grado "K" Segun la norma NMX-
0, 1, 2" segtin NMX-CH-3650 CH-3650-2004 y grado 1 segln la [ Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud y grados "0, AS-1, AS-2" seglin Comparacion directa 25.4 mm a 50.8 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.055 Hm 0.055 0.005 2 absoluta ve 8 ) L B 3
norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 L
L 3 Electromecanico TESA,
Desviacion de longitud »
resolucién 0.02 pm
central.
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud grado "K" Segun la norma NMX-
N "0, 1, 2" segin NMX-CH-3650 - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 25.4 50.8 Te t 20+0.5)°C 0.024 0.024 0.001 2 bsolut:
ongitu y grados "0, AS-1, AS-2" seguin omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participaci6 E d
Eepalopuntolle ar! en Ensayos de Observaciones
. . . . medida Valor numérico de [ unidadde | Contribuciéndel | Contribuciéndel | Factor de éInc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bl trén longitudinal
LEEESEIEE I m.a s Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud rado "K" Segdin la norma NMX
0 4,2 MR EnERED gH 3650- 2005 rado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud y grados "0, AS-1, AS-2" segiin Comparacion directa 50.8 mma 76.2 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.068 Hm 0.068 0.007 2 absoluta Ve S ) L B N
norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 P
L ) Electromecanico TESA,
Desviacion de longitud .
resolucién 0.02 pm
central.
Bloques patron longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud grado "K" Segun la norma NMX-
"0,1,2" (in NMX-CH-3650 o CH-3650-2004 do 1 Gn la | Trazable al Patrén Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud fegun " . Comparacién directa 50.8 mma 76.2 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.034 Hm 0.034 0.001 2 absoluta v graco 1 segun a| fraza 'e ava roln‘ acional de al raclqn en a' oratorio
y grados "0, AS-1, AS-2" seglin norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bl 6n longitudinal
onuesipatron ongltudlr\.a s Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud nen .
" " | grado "K" Segln la norma NMX-
0,1, 27 segtin NMX'CH-3650 CH-3650-2004 y grado 1 segUn la [ Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y grados "0, AS-1, AS-2" seglin Comparacién directa 76.2 mm a 101.6 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.099 Hm 0.099 0.009 2 absoluta V8 8 3 L . 3
norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 .
L 3 Electromecanico TESA,
Desviacion de longitud i6
resolucién 0.02 pm
central.
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Acero grados de exactitud grado "K" Segln la norma NMX-
N "0, 1, 2" segin NMX-CH-3650 A CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 76.2 101.6 Te t 20+0.5)°C 0.034 0.034 0.001 2 bsolut:
ongitu y grados "0, AS-1, AS-2" seglin omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- e CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 0.508 10.16 Te t 20+0.5)°C 0.073 0.028 0.067 2 bsolut:
ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Desviacién del punto central. resolucién 0.02 um
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 0.508 10.16 Te t 20+0.5)°C 0.024 0.024 0.001 2 bsolut:
ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 10.16 25.4 Te t 20+0.5)°C 0.078 0.040 0.067 2 bsolut:
ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Seguin la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
L tud C direct: 10.16 25.4 Te t 20+0.5)°C 0.024 0.024 0.001 3 bsolut:
ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacién de longitud. resolucion 0.02 um
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
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ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participaci6 E d
Eepalopuntolle ar! en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patron longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
titud "2" (Gn NMX-CH- CH-3650-2004 do 1 Gn la | Trazable al Patrén Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud exactitu Sefu" " . Comparacion directa 25.4 mm a 50.8 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.098 Hm 0.05 0.067 2 absoluta v graco 1 seguna| fraza .e ara roln‘ acional de 2 raclo.n en a. oratorio
3650y grados " AS-2" segln norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patron longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
titud "2" (Gn NMX-CH- CH-3650-2004 do 1 Gn la | Trazable al Patrén Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud exactitu segun " . Comparacién directa 25.4mma 50.8 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.024 Hm 0.024 0.001 2 absoluta v graco 1 segun a| fraza 'e ava roln‘ acional de al raclqn en a' oratorio
3650y grados " AS-2" seglin norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
titud "2" (n NMX-CH- CH-3650-2004 do 1 anla| T ble al Patrén Nacional d Calibracié Laboratorio CIO
Longitud exactitu Sefu" " . Comparacién directa 50.8 mma 76.2 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.12 Hm 0.097 0.067 2 absoluta v graco 1 segun a| fraza 'e alva ro'n‘ acional de al raclgn en a, oratorio
3650y grados " AS-2" seglin norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segln la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- e CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 50.8 76.2 Te t 20+0.5)°C 0.034 0.034 0.001 2 bsolut:
Ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) HM apsoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- e CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 76.2 101.6 Te t 20+0.5)°C 0.15 0.13 0.068 2 bsolut:
Ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) HM apsoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Tungsteno grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "2" segin NMX-CH- - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 76.2 101.6 Te t 20+0.5)°C 0.034 0.034 0.001 2 bsolut:
ongitu 3650y grados " AS-2" segln omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Cerdmica grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segiin NMX{ o CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 0.508 10.16 Te t 20+0.5)°C 0.027 0.027 0.001 2 bsolut:
ongitu CH-3650 y grados "0, AS-1, AS- omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrén longitudinales Bloques patrén de longitud de
de C ceramica para grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segin NMX| o CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
L itud C direct: 0.508 mm a 10.16 mm T t 20+0.5)°C 0.024 m 0.024 0.001 2 bsolut:
ongitu CH-3650y grados "0, AS-1, AS- omparacion directa emperatura ( ) = apsoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 pm
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ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participacié E d
AR O T e ar en Ensayos de Observaciones
. . . . medida Valor numérico de [ unidadde | Contribuciéndel | Contribuciéndel | Factor de éInc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patron longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Cerdmica grados de grado "K" Segun la norma NMX-
) exactitud "0, 1, 2" segin NMX| e CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
L itud C direct 10.16 254 T t 20+0.5)°C 0.034 0.034 0.002 2 bsolut:
oneitu CH-3650y grados "0, AS-1, AS- omparacion directa mma mm emperatura ( ) Hm absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de C ceramica para grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segiin NMX{ o CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
L itud C direct: 10.16 25.4 T t 20£0.5)°C 0.024 0.024 0.001 2 bsolut:
ongitu CH-36501y grados "0, AS-1, AS- omparacion directa mma 2s.4mm emperatura ( ) = absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segiin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacién de longitud. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Cerdmica grados de grado "K" Segln la norma NMX-
titud "0, 1, 2" in NMX| AN CH-3650-2004 do 1 anla| T ble al Patrén Nacional d Calibraci6 Laboratorio CIO
Longitud exactitu "segun Comparacién directa 25.4mma 50.8 mm Temperatura (20 0.5)°C 0.056 Hm 0.056 0.005 2 absoluta v graco 1 segun a| fraza 'e aiva ro'n‘ acional de al raclgn en a, oratorio
CH-3650y grados "0, AS-1, AS- norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de C ceramica para grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segiin NMX{ e CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Comparacion directa 25.4 mm a 50.8 mm Temperatura 20+0.5)°C 0.024 m 0.024 0.001 2 absoluta
€ CH-3650 y grados "0, AS-1, AS- P P ¢ 4 = norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Variacién de longitud. resolucién 0.02 um
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Ceramica grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segtiin NMX{ - CH-3650-2004 y grado 1 segln la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
L K V2 T 20+ 0.5)° .071 .071 +0.007 2 |
ongitud CH-3650y grados "0, AS-1, AS- Comparacién directa SOSEREeZ s emperatura (200,57 o HM 0.0 0.00 absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Desviacion del punto central. resolucién 0.02 pm
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de C cerdmica para grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segin NMX| o CH-3650-2004 y grado 1 segun la| Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Comparacion directa 50.8 mma 76.2 mm Temperatura 20+0.5)°C 0.034 m 0.034 0.001 2 absoluta
gitu CH-3650y grados "0, AS-1, AS- P ! ! P Y ( ) H Y norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segiin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Variacion de longitud. resolucién 0.02 um
Bloques patrdn longitudinales Bloques patrén de longitud de
de Cerdmica grados de grado "K" Segun la norma NMX-
N exactitud "0, 1, 2" segtiin NMX{ o CH-3650-2004 y grado 1 segun la | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 76.2 101.6 Te t 20+0.5)°C +0.10 +0.10 +0.009 2 bsolut:
ongitu CH-3650 y grados "0, AS-1, AS- omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecanico TESA,
Desviacién del punto central. resolucién 0.02 um
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ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| [ I [ n v v VI Vil Vil IX
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d P E d
Eepalopuntolle ar! en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patron longitudinales Bloques patrén de longitud de
de C cerdmica para grados de grado "K" Segun la norma NMX-
titud "0, 1, 2" Gn NMX; - CH-3650-2004 do 1 Gn la | Trazable al Patrén Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud exactitu “segun Comparacion directa 76.2 mm a 101.6 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.034 Hm 0.034 0.001 2 absoluta v graco 1 seguna| fraza .e ara roln‘ acional de 2 raclo.n en a. oratorio
CH-3650y grados "0, AS-1, AS- norma GGG-G-15C, Comparador | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, y 4.
2" segin ASME-B 89.1.9 2002 Electromecdnico TESA,
Variacion de longitud. resolucion 0.02 pm
Trazable al Patrén Nacional de
Longitud Indicadores de cardtula Comparacién directa 0mm a25.4 mm, Temperatura 20+ 1)°C (6.0+0.058L) Len m (0.07+0,005 2L) L | (6.0+0.057L) Len 2 absoluta Calibrador de indicadores con | Longitud de México CENAM y Calibracién en Laboratorio CIO
4 (vastago recto) P resolucién 0.01mm P - mm H enmm mm resolucién de 0.001 mm ,Laboratorio acreditado CIE D- Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
63
Bloques patrén de longitud de [ Trazable al Patrén Nacional de
0 609.6 b 19+0.01L) L 6.9+0.01L) L do 0y 1 Segln | NMX- Longitud de México CENAM Calibraci6 Laboratorio CIO
Longitud Medidores de altura Comparacion directa mm E,I, iy Temperatura (20+1)°C ( e Hm ( ) Len 17 2 absoluta gradofy 1 -egunia normla ongitu 'e exl{:o Y al racl?n en ? oratorio
resolucién 0.01 mm mm mm CH-3650y grado 1 segun la Laboratorio acreditado CIE D- Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
norma ASME B89.1.9-2002 63
Bloques patrén de longitud de . .
. . Trazable al Patrén Nacional de . L, .
N Medidor de espesores con . 0mm 25.4 mm, (0.74+0.01L) Len (0.004 5+0.01L) L | (0.74+0.003L) Len grado 0y 1 Segun la norma NMX- . . Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud L Comparacion Directa L, Temperatura (20+1)°C Hm 2 absoluta " Longitud de México CENAM y N N
indicador resolucién 0.001mm mm enmm mm CH-3650y grado 1 segun la . . Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
Laboratorio acreditado D-45
norma ASME B89.1.9-2002
o o Blogues patrorj de longitud de Trazable al Patrén Nacional de " " .
N Micrémetros para medicion o 0mm 25.4 mm, (6.9+0.001L) L en (6.9+0.001L) Len | (0.58+0.0000L)L grado 0y 1 Segun la norma NMX- . . Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud N Comparacion directa " Temperatura (20+1)°C Hm 2 absoluta " Longitud de México CENAM y N N
de profundidad resolucién 0.001 mm mm mm enmm CH-3650y grado 1 segun la Por los signatarios: 1, 3,4y 5.
MITUTOYO D-45
norma ASME B89.1.9-2002
X620 mm
Magquina d dicion d Trazable al Patrén Nacional d
) Medicién con Méaquina de . . Y620 mm i (3.0+0.012L) Len (3.0+0.012L) Len | (0.29+0.007L) L aquina de medicion ce razable a) Patron Raclonal de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud o Medicién Trigonométrica Temperatura (20 £1)°C Hm 2 absoluta coordenadas con resolucién Longitud de México CENAM y . )
Medicién por Coordenadas Z420 mm mm mm enmm Por los signatarios: 1, 3, 4.
4 0.000 1 mm METROSMART D-130
resolucién 0,000 1 mm
. Hasta 152 mm de Interferémetro Wyco y Plano . " . :
Pl Opt lel Interf tri “ Trazable Patron N: | del Calibracio Laborat clo
Longitud ano OP,IC? ERICIEED neer ero.me ria por Didmetro y resolucién Temperatura (20t 1)°C +0.020 Hm +0.020 0.000 001 1 2 absoluta Optico con resolucion de 0.022 razable a. ron »aclona < atibracion er_‘ @ or.a orio
Opticas desplazamiento de fase Reino Unido Por el signatario: 2
de 0.022 pm um
De 0 mm a 250 mm eje
Regla graduada de vidrio de 250
N Comparadores 6pticos o Xy de 0a200 mm en N " (1.7+0.001L) Len +(1.0+0.001L) L en sla gl " Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud . N Comparacién directa . L, de referencia 20°C Hm 1.4 2 absoluta mm con resolucién 0.1 pm, . L. . .
Desplazamiento de platina eje Y resolucion mm mm . . Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
plantilla de resolucién.
0.001mm
Regla graduada de vidrio de 300
N Comparadores 6pticos lente - N mm con resolucién de 0.1 um, | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 5X hasta 100X de ref 20°C 0.042 % +0.042 0.0015 2 bsolut:
ongitu de amplificacién omparacion directa asta ¢ referencia ° absoluta Regla graduada de vidrio de 50 | Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
mm con resolucién 0.1 um
A de 0°a360°, N Reticula Angular, alcance de 0°a | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C d opticos Anguls C i6n direct de ref 20°C 2.9 '(d 25 14 2 bsolut:
ongitu omparadores opticos Angulo omparacion directa resolucion 1" ¢ referencia (Eeres) absoluta 360°, resoluciéon 1° Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
Maquina d dicis
N Indicadores de caratula o 1mma 101.6 mm, N (0.81+0.001L) L en (0.81+0.001L) L en . aqul.na € medicion ., | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud . Comparacién directa . Temperatura (20£1)°C Hm 0.002 7 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . .
(vastago recto) resolucién 0.000 5 mm mm mm de 001 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
de 0 mm a 304.8 mm, . L .., | Trazable al Patrén Nacional de " L .
N o o . N (1.9+0.01L) Len (1.4+0.01L) Len (0.9+0.001L) Len Sistema de medicion por visién, > N . ! Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Escalas patron (vidrio) Comparacion directa grados 1y 2 segln JIS Temperatura (20+1)°C mm Hm m m 2 absoluta con resolucién de 0.001 mm Longitud de México CENAM y Por los signatarios: 1. 3, 4
B 7541:2001 ) METROSMART D-130 8 R
Trazable al Patrén Nacional de
N o - de 0.075 mm a 50.8 N (2.7+0.012L) Len (2.6 +0.013L) Len Sistema de medicion por visién, “ N . ! Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Tamiz(cribas) Comparacion directa m Temperatura (20+1)°C mm Hm m 0.06 2 absoluta con resolucién de 0.001 mm Longitud de México CENAM y Por los signatarios: 1. 3, 4
) METROSMART D-130 8 R
Trazable al Patrén Nacional de
Sist d dicio ision, . Calibracio Laboratorio CIO
Longitud Patrén de radios Comparacién directa Hasta 25.4 mm Temperatura (20£1)°C 2.7 um 26 038 2 absoluta istema ce medicion porvision, || . oitud de México CENAM y alibracion en Laboratorio
con resolucién de 0.001 mm METROSMART D-130 Por los signatarios: 1, 3, 4.
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ANEXO A CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR

entidad mexicana A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES
emC[ de acreditacion,a.c.

z
Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado ACREDITACION D-85
Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| [ I [ n v v VI Vil Vil IX
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participacié E d
AR O T e ar en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida ) o Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
MEiEEn ch lagids e Trazable al Patrén Nacional de
N sistema de vision (acero, Medicién directa con maquina N (2.7+0.003L) Len 2.6+0.002L) Len | 0.7+0.002L) Len Sistema de medicion por vision, N . Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud A A . . L 0Omma 31l mm Temperatura (20+1)°C Hm 2 absoluta . Longitud de México Y . .
ceramica, plastico, hierro de medicién por visién mm mm mm con resolucion de 0.001 mm Por los signatarios: 1, 3, 4.
N METROSMART D-130
fundido)
De 3 mm a 400 mm PR
Clases XX, Y, Méquina de medicién
S 0.72+0.002 L)L 0.72+0.002 L)L Unidi ional lucién | Trazable al Patron Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud Anillos patrén lisos. Didmetro Comparacion directa Z'ANSI/ASME B89.1.6|  Temperatura (20£05)°C ( e um ( JLen 0.01 2 absoluta nidimensional con resolucion | frazable al Fatron Naclonal e 2 tbracion en taboratorio
" " mm mm de 0.01 um, Set de anillos Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AR EIFLES ), 1,2 atron lisos claser XX.
DIN 2250-2008 P :
Hasta 200 mm Clases "
2 VT AV Maquina de medicion de Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud Anillos patrén lisos. Redondez Comparacién directa B89.1.6 2002,Grados Temperatura (20+0.5)°C 0.30 Hm 0.30 0.01 2 absoluta redondez ) L . )
T o . Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
0, 1, 2" DIN 2250- Resolucién: 0.01 pm
2008
Hasta 20 mm, Clases Méquina de medicién
N . L, . "0, 1y 2" DIN 2269, (0.13+0.003L) L en (0.12+0.002L) L en |(0.053+0.002L) L en ;. q . ., | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Pernos patrén. Didmetro Comparacién directa " " Temperatura (20 0.5)°C Hm 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . )
Clases ", XX, X, Y, Z, ZZ' mm mm mm de 0.01 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
ASME B89.1.5 o
bizs2200m Clses Magquina de medicién de
Longitud Pernos patrén. Redondez Comparacion directa ol Temperatura (20£0.5)°C 0.30 m 0.30 0.01 2 absoluta o redondez Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
€ PRI P 2269,Clases " XX, X, Y, P = - = : : Resolam Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
7,72" ASME B89.1.5 OO H
Hasta 550 mm,Clases Méquina de medicién
Longitud Discos y Tampones. Didmetro Comparacién directa ' By2 BN, Temperatura (20 £0.5)°C QBT m (049+0.003 L) Len 0.01 2 absoluta Unidimeqnsional con resolucién Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
8 VT, P Clases " XX, X, Y, Z, 22" P - enmm = mm ’ de 0.0 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
ASME B89.1.5 1998 OLK
e 200 Clases Magquina de medicién de
Longitud Discos y Tampones. Redondez Comparacion directa ' By2 BN, Temperatura (20£0.5)°C 0.30 m 0.30 0.01 2 absoluta ¢ redondez Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
€ VIEIEEIEE P Clases " XX, X, Y, Z, 22" P =0 - = : - Resotaon o Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
ASME B89.1.5 1999 OO H
hasta 550 mm, Clases
) (0.70 + 0.002 L) (0.70 +0.002 L) Magquina de medicién Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Diametro de esfera patron Comparacion directa G5,G6,G7,G8,G9,G10,G Temperatura (20£0.5)°C : Len r;'|m Hm ! Len r;wm 0,01 2 absoluta Unidimensional con resolucién Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4
11,612,613 Y G14 de 0.01 um e g P
segin ASME B89.1.5
Hasta 200 mm, Clases
"G3, Médquina de medicién de . " . .
Trazable al Patrén N I d Calibraci6 Laboratorio CIO
Longitud Redondez de esfera patrén Comparacion directa G5,G6,G7,G8,G9,G10,G Temperatura (20£0.5)°C 0.30 Hm 0.30 0.01 2 absoluta redondez rLaozna itij deal\;zr;ic&:(;::lj\Me aPIO:ZISo; ennat:riz;?10r3|04
11,612,613 Y G14 Resolucién: 0.001 pm 8! e 3
segin ASME B89.1.5
Didmetro interior de 3
mm a 500 mm, de los
IS e Maquina de medicion
N Didmetro de paso de roscas o métricas 60° y " (2.0+0.003L) Len (0.70+0.003 L) L . q . .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Comparacién directa . Temperatura (20£0.5)°C Hm 0.000 1 2 absoluta Unidimensional con resolucion ) L . )
externas rectas unificadas desde 8 mm enmm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
T " de 0.01 pm
hilos/in hasta 5 hilos
/in, con pasos desde
0.2 mm hasta 4 mm
Didmetro exterior
<600mm de los
siguientes tipos: Maquina de medicién
N Diametro de paso de roscas - métricas 60° y . (1.0+0.003 L) Len (1.0+0.003 L) Len . d . .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud . Comparacion directa . Temperatura (20£0.5)°C Hm 0.000 1 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . )
internas rectas unificadas desde 8 mm mm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
P . de 0.01 um
hilos/in hasta 5 hilos
/in, con pasos desde
0.2 mm hasta 4 mm
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A
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ACREDITACION
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Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 11} v \ VI Vil Vi X

Servicio de Calibracién o Medicién

Condiciones de funcionamiento de referencia

Incertidumbre expandida de medida

Patron de referencia usado en la calibracién

Intervalo o punto de Par en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Medicién de exteriores
Medicién de longitudes con Medicién directa y por de 0a 550mm, Maquina de medicion
N maquina unidimensional L. VID N medicion de interiores . . q . L, Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud o e comparacion con maquina Temperatura (20+0.5)°C 0.36 Hm 0.35 0.06 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . )
(acero, cerdmica, plastico, . . 26mm y <400mm, Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
N " unidimensional B de 0.01 pm
hierro fundido) piezas con masa de
hasta 20kg.
Piezas con perfiles
periédicos y aleatorios
Sensores con alcance
Comparacién directa con de medicién Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud Medicién d idad Te t 20+ 1)°C 0.037 0.029 0.022 2 bsolut: Medidor di idad 0.01
ongitu (AT Gl ket rugosimetros hasta emperatura ( ) = absoluta edidor ce rugosida Hm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
+2,5 mm de Amplitud ,
Resolucion 0,001 pm
(Ra, Rq)
Piezas con perfiles
periédicos y aleatorios
Sensores con alcance
C ion direct. d dicio Trazable al Patrén Nacional d Calibracié Laboratorio CIO
Longitud Medicién de rugosidad omparan:IO.n recta con € mecicion Temperatura (20 1)°C 0.12 Hm 0.12 0.022 absoluta Medidor de rugosidad 0.01 pm raza 'e alPba rctn‘ acional de al raclorT enta 'ora orio
rugosimetros hasta Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
+2,5 mm de Amplitud ,
Resolucién 0,001 pm
(Ry, Rz)
Piezas con perfiles
periddicos y aleatorios
Sensores con alcance
Medicién de Acabado Comparacion directa con Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud d dicio Te t 20+0.5)°C 0.14 0.14 0.022 bsolut: Medidor d idad 0.01
Ongitu Superficial (RSM) rugosimetros € r::stl:mn emperatura ( ) HM apsoluta edidor de rugosida wm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
+2,5 mm de Amplitud ,
Resolucién 0,001 pm
Medicién de perfil (piezas de Medicién directa con Medidor de contornos Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud Eje Z<50mm Temperatura 20+0.5)°C 0.51 m 0.51 0.001 2 absoluta
8 geometria regular y compleja) perfilometro ) P ( ) H Perfilometro 0.010 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
Medicién de perfil (piezas de Medicién directa con Medidor de contornos Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud Eje X < 200mm Temperatura 20+0.5)°C 11 m 11 0.001 2 absoluta
8 geometria regular y compleja) perfilometro ) P ( ) H Perfilometro 0.010 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
Medicién de perfil (piezas de Medicién directa con Medidor de contornos Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Angulo < 180° Temperatura 20+0.5)°C 0.02 m 0.02 0.003 2 absoluta
Bitu geometria regular y compleja) perfilometro 8 P Y ( ) H Y Perfilometro 0.010 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
Hasta 508 mm, Maquina de medicion . . . L, .
N Micrémetro de Interiores con e L. N (0.81+0.001L) L en (0.81+0.001L) L en . qul. ! .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud . Comparacién directa resolucion de 0.001 Temperatura (20+1)°C Hm 0.000 3 2 absoluta Unidimensional con resolucion ) L . )
dos superficies de contacto mm mm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
mm de 0.1 pum
de 6 mm a 608 mm,
lucién d Méquina d dicid
N Medidor de agujeros con dos - resolucion de N (0.81+0.001L) L en (0.81+0.001L) - aqul.na € medicion .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud - Comparacién directa 0.001lmm (alcance Temperatura (20£1)°C Hm 0.003 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . )
superficies de contacto N _ mm Len mm Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
efectivo de medicion de 0.1 um
de 50.8 mm)
Maquina de medicién . " . :
Patrén d Trazable al Patrén N I d Calibraci6 Laboratorio CIO
Longitud B atron de espefor Comparacién directa de 0.01 mma 3 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.20 Hm 0.15 0.13 2 absoluta Unidimensional con resolucion raza .e alra ro/n. acional de al raclon. enta .ora orio
(Lainas)(acero y plasticas) de 0.01 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
. Méquina de medicion . " . .
B: tro te d 0.56 +0.003L) L 0.50 + 0.004L) Trazable al Patrén N Id Calibracio Laborat clo
Longitud B e (PER e RE Comparacién directa 5mm 2500 mm Temperatura 20+ 1)°C ( ) pm ( ) 027 2 absoluta Unidimensional con resolucién | | o2e0.e 21 Patron Nacional de 2 foracion en taboratorio
cero) enmm Len mm de 0.1um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participacié E d
AR O T e ar en Ensayos de Observaciones
. . . . medida Valor numérico de [ unidadde | Contribuciéndel | Contribuciéndel | Factor de éInc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patrdn longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Méquina de medicion . . " L .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud v 2, segtin NMX-CH-3650 y Comparacién directa 101.6 mm a 127 mm Temperatura (20 0.5)°C 022 pm 022 0.012 2 absoluta Unidimensional con resolucién | o220 2l Patron Nacional de 2 oracion en Laboratorio
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2002
Bloques patrdn longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Méquina de medicion . . " L .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud v 2, segtin NMX-CH-3650y Comparacién directa 127 mm a 152.4 mm Temperatura (20 0.5)°C 026 pm 026 0.014 2 absoluta Unidimensional con resolucién | o220 2l Patron Nacional de 2 oracion en Laboratorio
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2003
Bloques patrdn longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicién . N " L, .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacién directa 152.4mma 177.8 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.30 Hm 0.30 0.016 2 absoluta Unidimensional con resolucién raza 'e alPba ro'n‘ acional de al raclorT enta 'ora orio
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pum
B89.1.9-2004
Bloques patrdn longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicién . N " L, .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacion directa 177.8 mm a 203.2 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.34 Hm 0.34 0.019 2 absoluta Unidimensional con resolucién | |2 'e aiva ro'n‘ acional de al raclorT enta 'ora orlo
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pum
B89.1.9-2005
Bloques patrén longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicion , . R .
Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacion directa 203.2 mm a 254 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.42 Hm 0.42 0.023 2 absoluta Unidimensional con resolucion * ) L ! ! . 5
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2006
Bloques patrén longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicion . . Lo .
Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacion directa 254 mm a 304.8 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.50 Hm 0.50 0.028 2 absoluta Unidimensional con resolucién * ) L ! ! . 5
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2007
Bloques patrén longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicién . N " " .
Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacion directa 304.8 mm a 406.4 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.66 Hm 0.66 0.038 2 absoluta Unidimensional con resolucién * ) L ! ! . 5
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1 y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2008
Bloques patrdn longitudinales
de acero, grado de exactitud 1 Maquina de medicién . . " " .
Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud y 2, segin NMX-CH-3650 y Comparacion directa 406.4 mm a 508 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.82 Hm 0.82 0.047 2 absoluta Unidimensional con resolucién * ) L ! ! ! . . '
. Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
grados AS1y AS2 segiin ASME de 0.01 pm
B89.1.9-2009
Bloques patrén longitudinales
de cerémica, grado de Maquina de medicién . . " ” :
Trazable al Patrén N I d Calib Laboratorio CIO
Longitud exactitud 1y 2, segin NMX- Comparacion directa 101.6 mm a 127 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.22 Hm 0.22 0.012 2 absoluta Unidimensional con resolucion rLaozna itij deal\;ZZicsigaj\Me aPIO:ZISo; ennat:riz;?10r3|04
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 um 8! e 3
segln ASME B89.1.9-2010
Bloques patrén longitudinales
de ceramica, grado de Maquina de medicién . . " " .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud exactitud 1y 2, segiin NMX- Comparacion directa 127 mm a 152.4 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.26 Hm 0.26 0.014 2 absoluta Unidimensional con resolucién raza _e alra roln. acional ce at raclon. enta .ora orio
Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 pm
seglin ASME B89.1.9-2011
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A
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ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participacié E d
AR O T e ar en Ensayos de Observaciones
. . . . medida Valor numérico de [ unidadde | Contribuciéndel | Contribuciéndel | Factor de éInc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patron longitudinales
de ceramica, grado de Méquina de medicion ) . " " .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud exactitud 1y 2, segtin NMX- Comparacién directa 152.4mma 177.8 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.3 Hm 0.3 0.016 2 absoluta Unidimensional con resolucion | o~ _e ara roln. acional de at raclon. en @ .ora ore
Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 pm
seglin ASME B89.1.9-2012
Bloques patrdn longitudinales
de cerdmica, grado de Maquina de medicién . . . L, .
Trazable al Patrén N | d Calib Laborat clo
Longitud exactitud 1y 2, seglin NMX- Comparacion directa 177.8mma2032mm|  Temperatura (20£05)°C 0.34 pm 0.34 0.019 2 absoluta Unidimensional con resolucién | 122> ¢ & "R aTORE £ s a
CH-3650y grados AS1y AS2 de 0.01 pm 8 g :1,3,4.
segun ASME B89.1.9-2013
Bloques patrdn longitudinales
N de.ceramlca, graflo i o . . Maqu!na de medicion ., | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud exactitud 1y 2, segin NMX- Comparacion directa 203.2 mm a 254 mm Temperatura (20+0.5)°C 0.43 Hm 0.43 0.023 2 absoluta Unidimensional con resolucion ) L . )
Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 pm
segin ASME B89.1.9-2014
Bloques patrdn longitudinales
CGIIE), GRED AR Méquina de medicin Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud exactitud 1y 2, segiin NMX- Comparacién directa 254 mm a 304.8 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.51 Hm 0.51 0.028 2 absoluta Unidimensional con resolucién Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1. 3, 4
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 um 8 d L34
seglin ASME B89.1.9-2015
Bloques patrdn longitudinales
de ceramica, grado de Maquina de medicién . . . L, .
Trazable al Patrén N Id Calib Laborat clo
Longitud exactitud 1y 2, segin NMX- Comparacion directa 304.8 mm a 406.4 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.67 Hm 0.67 0.038 2 absoluta Unidimensional con resolucién raza _e ara ro,n. acional e 2t raclor! en'a .ora orio
Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
CH-3650y grados AS1 y AS2 de 0.01 pm
segun ASME B89.1.9-2016
Bloques patrén longitudinales
dlaGEIE), GRLD AR Méquina de medicion Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud exactitud 1y 2, segiin NMX- Comparacion directa 406.4 mm a 508 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.83 Hm 0.83 0.047 2 absoluta Unidimensional con resolucién Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1. 3, 4
CH-3650y grados AS1y AS2 de 0.01um ¢ € S
seglin ASME B89.1.9-2017
Bloques patrdn longitudinales
de carburo de tungsteno, Maquina de medicién
N grado de exactitud 1y 2, e . . .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud Comparacion directa 101.6 mm a 127 mm Temperatura 20+0.5)°C 0.26 m 0.25 0.068 2 absoluta Unidimensional con resolucién
gitu segtin NMX-CH-3650 y grados P ! ! P Y ( ) H Y ol dle 0.01um uet Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
ASLy AS2 seglin ASME o
B89.1.9-2017
Bloques patrdn longitudinales
de carburo de tungsteno, Msquina de medicién
N grado de exactitud 1y 2, o . . L, Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud C direct; 127 152.4 Te t 20+0.5)°C 0.30 0.29 0.069 2 bsolut: Unid! | |
ongitu segun NMX-CH-3650 y grados omparacion directa mma mm emperatura ( ) um absoluta n |men§2)r;aoion"|;eso ucion Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 seglin ASME Ol
B89.1.9-2018
Bloques patrdn longitudinales
de carburo de tungsteno, Méquina de medicion
Longitud GRibebEEEilly2, Comparacién directa 1524mma177.8mm|  Temperatura (20 0.5)°C 035 pm 034 0.069 2 absoluta Unidimensional con resolucion | 122201€ 2 Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
segln NMX-CH-3650 y grados de 0.01 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 segln ASME Al
B89.1.9-2019
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibraciéon (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

ANEXO A

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION D-85

Fecha de emision: 2019-02-14
Revisién: 09
| 1] | L} v \ VI Vil Vi X
Servicio de Calibracién o Medicién Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida Patrén de referencia usado en la calibracién
Interval to d Participacié E d
AR O T e ar en Ensayos de Observaciones
. . ) . medida Valor numérico de | unidad de | Contribucién del | Contribucién del Factor de &Inc.relativa o . . Fuente de trazabilidad aptitud
Magnitud Instrumento de medida Método de medida ] . . N Patrén de medida N
la unidad medida laboratorio IBC cobertura absoluta? metrolégica
Bloques patrdn longitudinales
de carburo de tungsteno, Méquina de medicion
N grado de exactitud 1y 2, o . . L, Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud C direct: 177.8 203.2 Te t 20£0.5)°C 0.39 0.39 0.070 2 bsolut: Unid | |
ongitu segun NMX-CH-3650 y grados omparacion directa mma mm emperatura ( ) Hm absoluta n |men;::r;aoionrrl|'eso ucion Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 seglin ASME Ol K
B89.1.9-2020
Bloques patrén longitudinales
de carburo de tungsteno, Méquina de medicion
do di titud 1y 2, . .| Trazable al Patrén Nacional d Calibracio Laboratorio CIO
Longitud graco ce exactituc 1 y Comparacién directa 203.2 mm a 254 mm Temperatura (20 0.5)°C 048 pm 048 0.071 2 absoluta Unidimensional con resolucién | o220 2l Patron Nacional de 2 oracion en taboratorio
segtin NMX-CH-3650 y grados de 0.01 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 segln ASME el
B89.1.9-2021
Bloques patrdn longitudinales
de carburo de tungsteno, Magquina de medicion
N grado de exactitud 1y 2, o . . ., | Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud C direct 254 304.8 Te t 20£0.5)°C 0.58 0.57 0.073 2 bsolut: Unid | |
ongitu seguin NMX-CH-3650 y grados omparacion directa mma mm emperatura ( ) = absoluta n 'me";':':)aoionr;eso 4O || ongitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 segin ASME .01
B89.1.9-2022
Bloques patrén longitudinales
de carburo de tungsteno, PR .
rado de exactitud 1y 2, Maquina de medicion Trazable al Patrén Nacional de Calibracién en Laboratorio CIO
Longitud g, % Comparacion directa 304.8 mm a 406.4 mm Temperatura (20£0.5)°C 0.76 Hm 0.76 0.077 2 absoluta Unidimensional con resolucién ) L . )
segun NMX-CH-3650 y grados de 0.01 um Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 segln ASME el
B89.1.9-2023
Bloques patrén longitudinales
de carburo de tungsteno, Maquina de medicién
N grado de exactitud 1y 2, o - . .. | Trazable al Patrén Nacional de Calibracion en Laboratorio CIO
Longitud Comparacion directa 406.4 mm a 508 mm Temperatura 20+0.5)°C 0.94 m 0.94 0.082 2 absoluta Unidimensional con resolucién
€ segtin NMX-CH-3650 y grados P P ¢ ) = g Longitud de México CENAM Por los signatarios: 1, 3, 4.
AS1y AS2 segun ASME .01
B89.1.9-2024

Por conductor de los siguientes signatarios.

1.- Luis Ignacio Garcia Marquez

2.- Carlos Perez Santos

3.- Oscar José Gutierrez Trujillo

4.- Azucena Herndndez Sdnchez
5.- Ana Isabel Vega Ramirez
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